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S&ance du 7 juillet 1932.

J. Weigle et H. Sai'ni. — Un nouvel appareil pour la
determination tres precise des dimensions des reseaux cristallins.

En vue de la determination precise des dimensions atomiques
des reseaux cristallins, nous avons construit un appareil special
dont la simplicity nous pousse k donner la description. II est
base sur le principe des chambres de Seemann Bohlin: Si une

poudre cristalline est repandue ä la surface d'un cylindre et
qu'elle soit eclairee par des rayons X divergents d'une fente

placee sur ce meme cylindre, les rayons reflechis par interferences

(faisant done des angles constants avec les plans reti-
culaires des cristaux) sont focalises sur le pourtour du cylindre.
Cette focalisation a le grand avantage de diminuer considera-
blement le temps de pose. Pour la determination precise des

dimensions des mailles cristallines, il est necessaire d'etudier
des interferences d'ordre eleve, ce qui implique des angles de

reflexion tres grands, c'est-ä-dire des rayons reflechis se pro-
pageant presque en sens inverse des rayons incidents. Dans notre

appareil, la substance ä etudier est placee en face de la fente

par laquelle entrent les rayons X. Le fdm photographique est

place de part et d'autre de la fente et il est perce en son centre

pour laisser passer les rayons incidents. Le cylindre sur lequel
se trouve la fente, le film et la substance a un rayon de 5.794 cm.
Si une longueur L sur le film correspond ä un angle de reflexion
6, il est facile de voir qu'on a la relation:

L r(2r. — 40)

d'oü, en differenciant:

AL — 4rA0 (1)

On a, d'autre part, la relation de Bragg:

2 d sin 0 nX (2)

ou d est la distance entre les plans reticulaires sur lesquels la



130 SEANCE DU 7 JUILLET 1932

reflexion se fait, n est l'ordre de l'interference et I la longueur
d'onde des rayons X. Si cette distance reticulaire varie, il
se produira une variation correspondante de 1'angle 6 et par
consequent, d'apres (1), une variation AL dans la position des

rayons reflechis. On trouve alors que:

^ - -At. ,3)
d, 4 r tg 6

y '

Comme la longueur L peut etre facilement mesuree au dixieme
de mm et que, dans notre appareil, 1'angle 5 utile varie entre

70° et 83° (tg 70° 2.74, tg 85° 11,43), on trouve que —
varie approximativement entre les limites 1(T4 et 10~5. Gela

nous indique la precision avec laquelle les distances reticulaires
peuvent etre mesurees. Les distances des reseaux cristallins
etant de l'ordre de 2 10~8, notre appareil permet done de mesu-

rer dans le cas le plus favorable 2 KT13 cm. La meme relation (3)

existant pour des variations de longueur d'onde on voit

que le pouvoir dispersif de notre appareil est grand.
Nous avons pu facilement mettre en evidence le changement

de distance entre les atomes d'un cristal de chlorure de sodium

lorsque sa temperature varie de 10° centigrades et nous nous

proposons de determiner, au moyen de cet appareil, les dilatations

vraies des cristaux sous l'influence de la temperature.
Ge travail a ete effectue au laboratoire Reiger de l'lnstitut

de Physique.
Universite, Geneve.

J. Weigle et R. Luthi. — La dispersion anomale de Valcool

amylique dans les ondes courtes.

Introduction.

Debye 1 a etudie au point de vue theorique le comportement
des molecules ä moment electrique permanent (dipoles) placees
dans un champ electrique, en fonction de la frequence du
champ, de la temperature, de la dilution et de la nature du

1 Debye, Polare Molekeln (1929).
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